
Внесены 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ в Государственный 

МИ-1330 реестр 
под М° 5229—76 

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров 
СССР 14 января ) ^H6 г. Выпуск разрешен 

5 шт. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Ñ асс-спектрометры Ñ Å -1330 — приборы класса III унифи-
цированного комплекса масс-спектрометрических 'приборов 
(УÇ Ñ á ) предназначены для изотопного анализа при науч-
ных исследованиях. 

á риборы обеспечивают измерение в статическом и ква-
зистатическом режимах изотопного состаза газов .и паров, из-
мерение малых вариаций изотопного состава газов, и изотоп-
ного состава ультрамалых количеств благородных газов. 

ОПИСАНИЕ 

á ринцип действия масс-спектрометра Ñ Å -1330 состоит в 
следующем: анализируемое вещество в виде газа «ли паров 
через одну из систем ввода пробы вводят в -источник ионов 
анализатора масс-спектрометра. z  источнике ионов молеку-
лы пробы ионизируются электронами, испускаемыми нака-
ленным катодом. Üбразуемые положительные ионы формиру-
ются ионно-оптической системой источника ионов в узкий пу-
чок, ускоряются и направляются в анализатор со 180°-м от-
клонением ионного луча. z  анализаторе пучок разделяется 
в поле постоянного магнита в зависимости от отношения 
массы иона к его заряду. 

á осле прохождения магнитного анализатора ионный пу-
чок через входную щель приемника ионов попадает на кол-
лектор и деионизируется на нем, создавая з его цепи электри-
ческий ток. Устанавливая необходимое значение ускоряюще-
го напряжения, можно направить на коллектор ионы раз-
личных масс, осуществляя электростатическую развертку 
масс-спектра в приборе. 

á рибор разработан на основе принципа блочного постро-
ения конструкции. Üбоснованными конструктивными элемен-
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тами масс-спектрометра являются базовая часть и комплек-
ты специализированных устройств (системы ввода пробы, ре-
гистрирующие системы и т. д . ) . 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

| иапазон массовых чисел от 2 до 450. 
Ñ аксимальная разрешающая способность на уровне 10% 

интенсивности линий масс-спектра 400. 
Чувствительность при разрешающей способности 80—100 

x /á а Ю- 6x . 
âреднее квадратическое отклонение результата измерений 

в режиме малых вариаций изотопного состава 0,005%. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

z  комплект поставки входят: 
1) комплекты систем ввода пробы; 
2) комплект насоса; 
3) базовая часть; 
4) комплект вторично-электронного умножителя zЭУ-1x ; 
5) комплект блока измерения отношений; 
6) комплект блока дискретной развертки; 
7) электронный потенциометр Ç âá -4; 
8) цифровой вольтметр Щ1513; 
9) комплект ÄÅ á  « базовой части; 
10) комплект ÄÅ á  к комплекту блока дискретной раз-

вертки; 
11) комплект ÄÅ á  к комплекту блока измерения отно-

шений; 
12) комплект ÄÅ á  к комплекту вторично-электронного 

умножителя; 
13) комплект эксплуатационной документации. 

ПОВЕРКА 

Ñ аксимальную разрешающую способность по криптону 
определяют следующим образом. z  масс-спектрометр с по-
мощью системы ввода напуска пробы напускают криптон 
до давления б—7' 10 4 á а. | авление контролируют по при-
бору блока измерения высокого вакуума. 

Устанавливают массовое число 81 и включают развертку 
масс-спектра 25 с. á ри этом на ленте Ç âá -4 записывается 
масс-спектр криптона от 82 до 83 массового числа. 
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à азрешающую способность рассчитывают по формуле 

R 

где É*, = 83; Ñ 2 - 8 2 ; 
L —расстояние между вершинами пиков с массовыми 

числами 83 и 82 мм; 
6 l t б 2— ширина пиков с массовыми числами 83 и 82 на уровне 

10% высоты пика, мм. 
âреднее квадратическое отклонение показаний масс-

спектрометра при измерении отношений ионных токов в одно-
лучевом режиме определяют при напуске криптона до давле-
ния 6 — 7 •Ю - 4 á а и записи масс-спектра изотопов криптона 
с массовыми числами 80 и 84 на ленте Ç âá -4 не менее 
10 раз . 

âреднее квадратическое отклонение единичного измерения 
вычисляют в % по формуле 

V 
(•7чц/-Ач<)ср 

100»,;;; 

2 (J&o/Jst) 
( . J 80 ' J 84 'Cp— п г 

Ai-—{J $J J%'t)l )ср> 

где п — число измерений; 
J во/J ал — среднее арифметическое значение отношений высот; 

x,- — разность между i-м измерением отношения высот и 
его средним арифметическим. 

âреднее квадратическое отклонение не должно превы-
шать 0,"5%. 

Чувствительность по аргону определяют при напуске 
x г 3 8 в количестве 1—1,2 • Ю - 7 нем 3. 

Чувствительность в статическом режиме в x /á а вычисля-
ют по формуле 

U 
7 ) с т а т 

• ч 

<?Ат 
38 

где р- V 
где U V высота пика x г3* в анализаторе, á а ; 

%вх— входное сопротивление электрометра, Üм; 
<2аг«*—количество x г3*, находящегося в ампуле; 
x г3» = 1 —1,2 Ю - 7 нем3; 
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V —объем анализатора в системы ввода пробы 
(V=1000 см 3 ) ; 

Р — давление x г 3 8, в анализаторе, á а. 
Чувствительность но аргону должна быть не менее 

(7,5± 1,5) - 1 0 - 7 x /á а . 

Испытания проводила государственная комиссия. Резуль-
таты испытаний рассматривал Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт метро-
логии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ). 

Изготовитель — Ñ инистерство приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления âââà . 
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